ANALIZIS
KOZPONT
VESZPREM

ROLUNK:

20 éve foglalkozunk vevéink szamara hibafeltarassal, elemzéssel. Ezen idészak alatt
szakértelmunket és felszereltségunket professzionalis szintre fejlesztettuk.

10 munkatarsunk egyuttesen tébb, mint 150 év munkatapasztalattal rendelkezik az
autdipari elektronikai termékek tesztelésében, hibaelemzésében.

SZOLGALATASAINK:

A kdvetkezd szolgaltatasokkal allunk rendelkezésre, rovid hatariddével:

Optikai mikroszkopos vizsgalatok
Rontgen vizsgalatok

SEM vizsgalat (anyagosszetétel,
o0sszehasonlitas)

CT vizsgalatok

Tomitettség / atutési — szigetelési
ellenallas vizsgalat

MUanyagok vegyi leoldasa

Analdg mérések, monitorozas akar
hémeérséklet alatt
Digitalis kommunikacio
monitorozasa

DMM  multiplex mérés tobb
csatornan egyiddben

Kitelepithetd mérdeszkozdk bérbe
adasa

Professzionalis  egyedi mikro-
elektronikai forrasztasok (kivéve
BGA)
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The Future in Motion

Roncsolasmentes vizsgalat, melynek soran olyan
hibakra / eltérésekre tudunk fékuszalni mint a

Torések Osszeszerelési problémak
Repedések Homogenitas
Szakadéasok Idegen anyagok
Forrasztasi hibak Zarvanyok

Max vizsgalhaté méret/suly:
680 mm x 635 mm (27" x 25") /10 kg (22 Ibs.)

CT

Roncsolasmentes vizsgalat, melynek soran tobb szdz rdntgenfelvétel
készUl a vizsgalt darabrdl, mikozben azt egy tengely korul forgatjuk. Az
igy készult 2D képekbdl szoftveresen felépitjuk a vizsgalt darab 3
dimenzidés modelljét. A 3D modellben a vizsgalt darab barhol, barmely
iranyba forgathatd, elmetszhetd, igy feltdrva a belsejében megbujd
problémakat, mint példaul:

Torések Osszeszerelési problémak
Repedések Homogenitas
Szakadasok Idegen anyagok
Forrasztasi hibak Zarvanyok

Maximum vizsgdlhaté méret:
460 mm x 360 mm (18" x 14")

SEM VIZSGALAT

PASZTAZO ELEKTRONMIKROSZKOP

Extra nagyitasu kép készités (ETD detektor max 2000X)
Anyagosszetétel meghatarozas (EDX detektor)
AnyagsUrlség térkép (BSED detektor)

Anyagosszetétel dsszehasonlitas referencia mintahoz
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HOMERSEKLET ALATTI TESZTELES

Egyes vizsgalatok elvégezhetbek  kulonbdzé  hémérsékleti
parameéterek mellett is. A -40°C - +160°C-ig kalibralt hékamrainkban
tetszéleges héprofil mellett vizsgalhatéak a tesztelendd darabok,
elésegitve ezzel bizonyos mechanikai eredetl hibak elé6fordulasat,
mint példaul a kontakt hiba, mikrorepedés, forrasztasi vagy akar
bondolasi hiba.

Maximalis befogaddéképesség: 700x800x400 mm

Programozhaté hémérséklet valtozasi sebesség:
max 5°C/perc

VEGYI LEOLDAS

S Kémiai eljaras, melynek soran hangyasav segitségével
J T eltdvolitjuk az adott munkadarab meghatarozott tipusu
' k (poliamid) muUanyagbdl allé részeit, ugy, hogy a tdbbi rész
i ne séruljon. Tipikus feladat a kulonbdzé hére lagyuld
[ r mUanyagokkal korbefroccsontott termékek egyéb vizualis,
vagy elektromos vizsgalatra valo el6készitése.

PA 6 PA6.12
PA 6.6 PPA

+Q

Torque chart

ANALOG JELFIGYELES

£
'.-'i_'
.C.
Eszkozeinkkel képesek vagyunk megfelelé mintavétellel analdg 3
jeleket monitorozni, hosszu, akar napokig tartd teszteket o :
futtatni, igény szerint tébb darabon egyid&ben. 25

A Kkivant mérés elvégzésére és az adatok rogzitésére, és/vagy
feldolgozasara egyedi SW-t készitUnk.

Analég bemenet: 40
o 8 db differencial vagy 16 db single-ended analdég bemenet
« 16 bites ADC felbontas

Amplitude

o 2MS/sec egy csatornara a maximalis mintavételezés
o IMS/sec atlagos mintavételezés tdbb csatorna esetén
¢ Maximalis id6éalap felbontas: 10ns

o |d&zités pontossaga: 50ppm/sample rate

e Bemeneti jel tartomanya: maximalisan +-10V

PWM, frekvencia mérés:
4 db 32 bites szamlalo/idézité bemenet

40~
-54,09916=,, 1 1 ] 1 1 i "
3137 3160 3180 3200 3220 3240 33260 3280 3300 3320 3355
arm angle [dgt] ™ 418080
Angle velacity (f exist) P 21,60
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DIGITALIS

KOMMUNIKACIO
MONITOROZASA

PC alapu (USB csatlakozasu) 8 csatornas logikai ISze:I
analizadtorunk, maximalis 500MS / sec digitdlis
) ) . . i e Atmel SWI
mintavételezéssel és 8 csatornas maximalis 50MS Biss-C
/ sec analég bemeneti mintavételezéssel (12 bit / CAN
ZMde I1sa>/szie<|lesse'g) az alabbi protokollok DMX-512
ekdédolasara képes: HD44780

MULTIPLEX MERES TOBB
CSATORNAN EGYIDOBEN

Amennyiben tobb darabon (max 20) kell ugyanazon
kordlmények kozt egyszerre vizsgalatot végrehajtani,
multiplexeres megoldasd méré berendezéseink allnak
rendelkezésre.

o 22 bites /16 bites felbontéas
¢ 20 csatornas differencialis multiplexers bemenet

A berendezések hordozhatdak, kdnnylszerrel akar kulsd
helyszinre vagy akar gyartdsor mellé is telepithetéek.

TOMITETTSEG / ATUTESI -
ELLENALLAS VIZSGALAT

AC valtéaramu atutési feszlltség mérése, tesztelése
DC egyenaramu atutési feszultség mérése, tesztelése
Szigetelési ellenallas mérése, tesztelése

Konfiguralhato fel-és lefutasi idékkel
Loggolhaté eredményekkel

Max méretek: 400mm (W) x 400mm(H) x 340mm(D)

HDLC

12S

JTAG

LIN

MDIO

MIDI
Manchester

SZIGETELESI
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PROFESSZIONALIS, EGYEDI|I MIKRO-
ELEKTRONIKAI FORRASZTASOK
(KIVEVE BGA)

Nagy tapasztalattal rendelkezink egyedi, specidlis mikroelektronikai elemek /
egységek kézi forrasztasaval. 0,1 mm-ig

Prototipus panelek
IC foglalatok
Specidlis kabelek

Szigetelés vizsgald Klima kamra Oszcilloszkop
Kikusui TOS9301 LeCroy WaveSurfer 3024z
GW Instek GPT-9804 Espec ARG Gl Agilent Vision DSO-X 4023A
Espec SU-662 NI USB5133
RLC méréd y o .
Vacuum kamra Optikai mikroszkdép
Hioki 3511-50 - -~
Hameg HM8118 ey
Binder VD 53 Nikon SMZ 800N

GW Instek LCR-819 .
Nikon ECLIPSE LVI50N

Multiméter Data logger Elektron mikroszkép

Keithley 2000 (SEM)

Keithley 2700 Graphtech GL820 Thermo Scientific Q250
I-V karakterisztika . s B o
-~ Flggvénygenerator Rontgen (CT)
mero
-Phoenix Micromex 180
Keithley 2400 Instek AFG-2005 VG studio MAX 3,0

ELERHETOSEG:

Steierlein Zsolt
Analizis labor csoportvezetd

+36-70-5255005
zsolt.steierlein@continental-corporation.com



